Zakres dziatalnosci laboratorium spetniajgcy wymagania normy
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Laboratorium Przyrzadéw Pomiarowych
ul. Swietokrzyska 2, 44-100 Gliwice

Niepewnosé Misisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzJiat Metoda pomiarowa
CMC i
Napiecie DC
Mierniki napigcia analogowe i cyfrowe (1+200) mV 0,1 % S, P Procedury wewnetrzne
Multimetry 200 mV +1000 V 0,03 % PP-01, PP-02, PP-06
w oparciu 0 EURAMET cg-15v. 3.0
Metoda bezposrednia
Zasilacze (0 +1000) V 0,3% Procedury wewnetrzne PP-04
Zrédta napigcia Metoda bezposrednia
Prad DC
Mierniki cegowe 10 mA + 1000 A 0,5% S, P Procedury wewnetrzne
PP-01, PP-02
Metoda bezposrednia
Mierniki pradu analogowe i cyfrowe 0,01mA+20A 0,1 % S,P Procedury wewnetrzne
Multimetry (20 = 1000) A 0,5 % PP-01, PP-02
w oparciu 0 EURAMET cg-15v. 3.0
Metoda bezposrednia
Zasilacze (0 + 400) A 0,5% S,P Procedury wewnetrzne
PP-04, PP-06
Metoda bezposrednia
Zrodta pradu (0 +24) mA 0,05 % S,P Procedury wewnetrzne
PP-04
Metoda bezposrednia
Napigcie AC
Mierniki napigcia analogowe i cyfrowe f=50Hz S, P Procedury wewnetrzne
Multimetry (10 + 200) mV 0,2 % PP-01, PP-02
200 mV + 1000 V 0,1% Metoda bezposrednia
Mierniki parametréw sieci f=50Hz (0 40) % S,P Procedury wewnetrzne
. . . + o 1,2 % PP-02
- wspétczynnik THD U (do 50-tej) Metoda bezposrednia
Mierniki parametréw sieci f=50Hz S,P Procedury woe;vnetrzne
; i ieci -tej 0+300) V 12% PP-
harmoniczne napigcia (do 50-tej) ( ) Metoda bezposrednia
Prad AC
Mierniki cegowe 10 mA + 1000 A 0,5% S, P Procedury wewnetrzne
PP-01, PP-02
Metoda bezposrednia
Mierniki pradu analogowe i cyfrowe f=50Hz S,P Procedury wewnetrzne
Multimetry 0,01mA+20A 0,1 % PP-01, PP-02
(20 + 150) A 0,2 % w oparciu 0 EURAMET cg-15v. 3.0
(150 + 1000) A 0,5 % Metoda bezposrednia
Zasilacze (0A+100) A 0,5% S, P Procedury wewnetrzne
PP-04, PP-06
Metoda bezposrednia
Mierniki parametréw sieci f=50Hz 0+ 40)% S,P Procedury wewnetrzne
wend - i + o 0 PP-02
wspt.:clczynn!k THD | (do 50 te!) 1,2 % Metoda bezposrednia
-wspoétczynnik THD | (do 50-tej) 13%
z wykorzystaniem przetwornika cegowego
Mierniki parametréw sieci f=50Hz S,P Procedury wewnetrzne
-harmoniczne pradu (do 50-tej) (0+25)A 12% PP-02
: . ’ Metoda bezposrednia
- harmoniczne pradu (do 50-tej) (0=1000) A 1,3 %
z wykorzystaniem przetwornika cegowego
Rezystancja DC
Rezystory state 0,0001 Q 0,05 % S Procedury wewnetrzne
Boczniki 0,001 Q; 0,01 Q; 0,1 Q; 0,3 Q; 0,005 % PP-03, PP-06
1Q;10Q; 100 Q; 1000 Q Metoda bezposrednia
10000 Q
Rezystory state i regulowane (0,0001 +1) Q 0,1% Procedury wewnetrzne
Boczniki 10+1MQ 0,06 % PP-03
(1+10) MQ 0,06 % Metoda bezposrednia
(10 + 100) MQ 1.0%
Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe (0,0001 +2) Q 0,1% Procedury wewnetrzne
Multimetry 20+20 MQ 0,2 % PP-01, PP-02, PP-05
Mostki 20 MQ + 100 GQ 0,5 % Metoda bezposrednia
(100 + 900) GQ 0,5 %
Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe 0,1 Q+100 GQ 0,5% P Procedury wewnetrzne
Multimetry PP-01, PP-02
Metoda bezposrednia




Pojemnos¢

Multimetry (0,001 +0,01) pF 0,02 nF S Procedury wewnetrzne
(0,01 + 100) pF 0,6 % PP-02
Metoda bezposrednia
Kat przesuniecia fazowego
Mierniki parametrow sieci f=50Hz S, P Procedury wewnetrzne
cos@ x(1+0,2) 1,1% PP-02
Metoda bezposrednia
Moc AC
Mierniki mocy analogowe i cyfrowe f=50Hz S, P Procedury wewnetrzne
(jednofazowe i trojfazowe) 10 W + 1500 kW PP-01, PP-02
10 var + 1500 kvar Metoda bezposrednia
10 VA + 1500 kVA
(30 +500) V; (0,1 + 50) A
cosd *1 0,1%
sing *1 0,1 %
(30 + 500) V; (50 + 1000) A
cosd *1 0,6 %
sing 1 0,6 %
(30 +500) V; (0,1 +50) A
cosg (1 + 0,5> 0,4 %
sing *(1+0,5> 0,4 %
(30 = 500) V; (50 = 1000) A
cos¢ *(1+0,5> 0,7 %
sing %(1+ 0,5> 0,7 %
Wysokie napigcie i prad
Prébniki napigcia DC i AC f=50Hz S, P Procedury wewnetrzne
(0,5 + 100) kV 2,0% PP-08
(100 + 200) kV 20% Metoda bezposrednia
Elektryczna symulacja wielkosci
Wskazniki (mierniki) temperatury (-50 + 1350) °C 1,5°C S,P Procedury wewnetrzne
PP-02
Metoda bezposrednia
Czestotliwosé
Multimetry 10 Hz + 10 MHz 0,001 % S, P Procedury wewnetrzne
10 MHz + 100 MHz 0,001 % PP-02, PP-06

Metoda bezposrednia




